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  文章摘要

低密度校验（LDPC）码具有编码增益高、译码速度快、可并行译码等特点，是当前编码界的一
个研究热点，但是目前已有的研究成果都集中在高斯信道上.该文分析和讨论了LDP C码在瑞利
衰落信道下的性能，应用联合界技术推导了一个规则码的性能限，并给出了仿真结果，且发现
LDPC码在瑞利衰落信道下也具有非常好的性能. 关键词 低密度校验码，瑞利衰落信道，规则
码，非规则码中图法分类号：TP309 


